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周 波 数 領 域

周 波 数 分 解 能

電 圧 領 域

位 相 領 域

対 応 波 形

測 定 方 式

分 解 能

試 料 ス テ ー ジ

測 定 時 間

垂直走査型干渉方式

位相シフト干渉方式

X,Y方向：1μ ｍ

Z方向：0.1～1nm

6インチ

約3秒

(10μ m段差の計測時)

11Hz～2.4GHz

周波数の0.0005%

±200VAC

0～720°

AC,DC,矩形波,

三角波,任意波形

非接触3-D表面測定

輝度差が大きいもの、低反射率材料などの

様々なサンプルの表面形状を非接触で測定し

ます。解析オプションを設定することで、測定

データを2次元、3次元による詳細な解析を行う

ことができます。アンプ、オシロスコープと連動

させることで可動構造物の駆動量や共振周波

数等の動的な特性も取得することができます。


